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1. Діагностика поверхні твердого тіла при умові повного зовнішнього відбивання Х-променів

2. Diagnostics of surface of solids in the case of total external reflection of X-ray

Реферат:
1. Розроблено нові методики відтворення рельєфу та структурних параметрів поверхні твердого тіла
методами інтегральних та диференційних кривих повного зовнішнього відбивання Х-променів. Тестові
зразки GaAs і SiO2, для яких середньоарифметична висота нерівностей 0,26нм<Ra<4,39нм, а їх просторовий
період 0,4мкм<Tm<11,9мкм, досліджені незалежним методом атомно-силової мікроскопії. Для опису форми
диференційних кривих та профілю поверхні використано фрактальний підхід.

2. The new principles of reconstruction of relief and structural surface parameters of solids by methods of
experimental integral and differential curves of X-ray total external reflection was developed. The test GaAs and
SiO2 samples, for which average deviation of heights are 0,26nm<Ra<4,39nm and their space period are
0,4mkm<Tm<11,9mkm, have been investigated by the methods of the atomic-force microscopy. The fractal
approach for description of shape of the differential curves and surface profiles was used.
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